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соиск. учен. степ. магистра техн. наук : 05.23.01 - электрооборудование = [Kahemootorilise
magnetohüdrodünaamilise (MHD-) dosaatori uurimine]
Jansikene, Raik 1992 https://www.ester.ee/record=b2135382*est

Исследование и разработка методов анализа диагностических тестов для цифровых схем : автореферат ...
кандидата технических наук (05.13.01)
Kitsnik, Peeter 1981 https://www.ester.ee/record=b1337813*est

Исследование и разработка методов анализа диагностических тестов для цифровых схем : диссертация на
соискание ученой степени кандидата технических наук (05.13.01)
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технических наук (05.13.13)
Ubar, Raimund-Johannes 1986 https://www.ester.ee/record=b1564280*est

Исследование и разработка методов управления поиском дефектов в цифровых схемах : автореферат ....
кандидата технических наук (05.13.01)
Evartson, Teet 1986 https://www.ester.ee/record=b1301665*est

Компилятор иерархичекой модели ЦВМ
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Комплекс средств диагностирования дискретных устройств
Ubar, Raimund-Johannes; Lohuaru, Tõnu Мир ПК 1991 / 1, с. 122-125 : ил

Метод алгоритмического генерирования тестов при контроле цифровых схем
Grigorjeva, Ksenja; Lohuaru, Tõnu; Evartson, Teet Синтез и диагностика цифровых устройств и систем 1982 / с. 75-83 : илл
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Keevallik, Andres; Kruus, Margus Машинное проектирование электронных устройств и систем 1986 / с. 43-51
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Метод эквивалентного преобразования диагностических словарей
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Методы тестового диагностирования дискретных систем
Ubar, Raimund-Johannes Машинное проектирование электронных устройств и систем 1986 / с. 57-69
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Некоторые практические аспекты акустодиагностики напряженно-деформированного состояния элементов
конструкций
Anissimov, V.A.; Kutsenko, A.N. Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1987 / с. 90-99

О возможности диагностирования загрязнения экранов топки парового котла
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О генерировании тестов цифровых схем в реальном времени
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Об автоматизации процедур синтеза тестов для дискретных систем на модели альтернативных графов
Grigorjeva, Ksenja; Einasto, N. Машинное проектирование электронных устройств и систем 1986 / с. 104-109

Об общей постановке задач тестовой диагностики цифровых схем
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Описание неисправностей цифровых устройств
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Оптимизация процессов диагностирования цифровых устройств в реальном времени
Grigorjeva, Ksenja; Lohuaru, Tõnu; Evartson, Teet; Ubar, Raimund-Johannes Вычислительная техника : тезисы докладов
республиканской конференции "Автоматизированное техническое проектирование электронной аппаратуры" (1–2 июня 1982
г.) 1982 / с. 144

Персональная среда проектирование цифровых систем
Raud, Rein; Lohuaru, Tõnu; Ubar, Raimund-Johannes Автоматизация проектирования электронной аппаратуры :
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Препроцессор к системе автоматического синтеза тестов
Alango, Villem; Kont, Toomas Машинное проектирование электронных устройств и систем 1986 / с. 93-103

Проектирование диагностических тестов для микропроцессорных БИС и систем
Einasto, N.; Ubar, Raimund-Johannes XXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
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Разработка и исследование методов синтеза тестов для дискретных устройств на основе модели
альтернативных графов : автореферат ... кандидата технических наук (05.13.01)
Plakk, Mari 1984 https://www.ester.ee/record=b1235788*est

Разработка и исследование методов синтеза тестов для дискретных устройств на основе модели
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Решение задач диагностики цифровых устройств модели альтернативных графов
Kurilova, L.; Popova, S.; Tulina, M.; Ubar, Raimund-Johannes; Jakubovitš, M. XXV студенческая научно-техническая
конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы
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Синтез и диагностика цифровых устройств и систем
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Систеиа диагностики
Kingisepp, M.; Oja, H.; Normet, A.; Riiman, K.; Soomuse, E.; Tepandi, Jaak XXX студенческая научно-техническая
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Склеивание тестов при разработке диагностических микропрограмм
Viilup, Agu Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио. Секция
"Схемотехника" 1980 / с. 9-10 https://www.ester.ee/record=b1304217*est

Тестовая диагностика цифровых устройств : учебное пособие. II, Синтез и анализ тестов. Дешифрация
диагностических экспериментов
Ubar, Raimund-Johannes 1981 https://www.ester.ee/record=b1326795*est

Тестовое диагностирование дискретных систем на модели АГ
Ubar, Raimund-Johannes Техническая диагностика : VI всесоюзное совещание, Ростов н/Д, май 1987 г. : Тезисы докладов
1987 / с. 155

Универсальный подход к автоматизации проектирования тестов для широкого класса дискретных объектов
Ubar, Raimund-Johannes Машинное проектирование электронных устройств и систем 1986 / с. 70-92

Управление процессами диагноза логических схем
Toome, T.; Ubar, Raimund-Johannes; Evartson, Teet Тезисы докладов XXXI студенческой научно-технической конференции
1980 / с. 55-57 https://www.ester.ee/record=b1319482*est

Управление процессом пойска дефектов в цифровых схемах содержащих счётные структуры
Viilup, Agu; Ubar, Raimund-Johannes; Evartson, Teet Межреспубликанская школа-семинар по технической диагностике, 8-
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